
平成15年度環境測定分析統一精度管理調査結果説明会に係る参加者からの質問と回答

１．大気試料

1-1 揮発性有機化合物（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメ
タン）

（１）使用する水について

質問

２．底質試料

2-1 フタル酸ジエチルヘキシル
（1）ブランクについて

質問

（2）クリーンルームの必要性について

質問

（3）空試験値について

質問

（4）サロゲート物質の使用による分析結果への影響について

質問

３．排ガス吸収液試料



3-1 ＳＯｘ
なし

3-2 ＮＯｘ
（1）硝酸イオンと亜硝酸イオンの変動、不検出について

質問

４．土壌試料

4-1 鉛
（1）前処理について

質問

（2）マイクロウェーブによる前処理について

質問

（3）ＩＣＰ発光分光分析法と他の分析方法の比較について

質問

（4）溶出操作に使用する塩酸濃度と結果の関係について

質問

（5）溶出操作に使用するメンブランフィルターの材質について



質問

4-2 ダイオキシン類及びコプラナーＰＣＢ
（1）土壌試料について

質問

（2）クリーンアップでの硫黄分の除去方法について

質問

（3）ＧＣカラムの分離能に関する問題について

質問

（4）配付試料の削減について

質問

（５）毒性当量（ＴＥＱ）の計算について

質問

（6）抽出方法によるクリーンアップスパイクの回収率について



質問

（7）硫黄分の除去方法としての銅処理について

質問

５．その他

（1）Ｚスコアについて

質問

（2）インターネットによる調査参加申込について

質問

平成15年度環境測定分析統一精度管理調査結果説明会に係る参加者からの回答

１．大気試料

1-1 揮発性有機化合物（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメ
タン）

（１）使用する水について

質問

回答

２．底質試料



2-1 フタル酸ジエチルヘキシル
（1）ブランクについて

質問

回答

（2）クリーンルームの必要性について

質問

回答



（3）空試験値について

質問

回答
 



（4）サロゲート物質の使用による分析結果への影響について

質問

回答

３．排ガス吸収液試料



3-1 ＳＯｘ
なし

3-2 ＮＯｘ
（1）硝酸イオンと亜硝酸イオンの変動、不検出について

質問

回答

４．土壌試料



4-1 鉛
（1）前処理について

質問

回答

（2）マイクロウェーブによる前処理について

質問

回答
 

（3）ＩＣＰ発光分光分析法と他の分析方法の比較について

質問



回答
 

 



（4）溶出操作に使用する塩酸濃度と結果の関係について

質問

回答

（5）溶出操作に使用するメンブランフィルターの材質について

質問

回答

4-2 ダイオキシン類及びコプラナーＰＣＢ
（1）土壌試料について

質問

回答



（2）クリーンアップでの硫黄分の除去方法について

質問

回答
 

（3）ＧＣカラムの分離能に関する問題について

質問



回答

（4）配付試料の削減について

質問

回答

（５）毒性当量（ＴＥＱ）の計算について



質問

回答

（6）抽出方法によるクリーンアップスパイクの回収率について

質問

回答

（7）硫黄分の除去方法としての銅処理について

質問

回答

５．その他

（1）Ｚスコアについて

質問

回答

（2）インターネットによる調査参加申込について



質問

回答
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